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摘要(译)

公开了一种方法，系统和制品。 该方法包括在热疗区域之外提供空间导
航器； 在多个时间点从MRI装置接收多个模数转换（ADC）读数，其中
ADC读数包括在第一时间点获取的第一ADC读数以及在一个时间点获取
的一个或多个其他ADC读数 随后的时间点； 处理ADC读数以在每个时间
点获得空间导航器的频率； 根据特定时间点的空间导航器的频率和第一
时间点的空间导航器的频率，获得MRI设备的主磁场（B0）漂移； 并根
据B0 漂移获得特定时间点的温度变化。
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